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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
COMITE INTERNATIONAL SPECIAL DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES

SPECIFICATIONS DES METHODES ET DES APPAREILS
DE MESURE DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES ET
DE L'IMMUNITE AUX PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES -

Partie 1-3: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques
et de I'immunité aux perturbations radioélectriques —
Matériels auxiliaires — Puissance perturbatri

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une orgamsat| di orpalisation
composee de Iensemble des comltes eIectrotechnlques nationaux (Co iona

domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl —
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports tecHai

— puplie des Normes
ions accessibles au

public (PAS) et des Guides (ci-apres dénommés "Publication(s) d Skeur€labgration est confiée a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité nationa |nteres p jet traité peut participer. Les
orgamsatlons internationales, gouvernementales et non go i avec la CEl, participent

s'assure de I'exactitude du ce C Ub|l atio fs; la CEIl ne peut pas etre tenue responsable
de I'éventuelle mauvaise utilj

nationales et régiqnales. di &8s ente toutes Publications de la CEIl et toutes publlcatlons
nationales ou ré ’ 3 Qiven
La CEl n’a prév 4 3 5 indicati 2 i {

Aucune resp0 ité a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataire is s particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux éjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de.g elqUe_nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice coulant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEl ou de
toute autre CEl, ou au crédit qui lui est accordé

L'attention est attirée sQr les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CISPR 16-1-3 a été établie par le sous-comité A du CISPR : Mesures
des perturbations radioélectriques et méthodes statistiques.

Cette premiére édition de la CISPR 16-1-3, ainsi que les CISPR 16-1-1, CISPR 16-1-2,
CISPR 16-1-4 et CISPR 16-1-5, annule et remplace la CISPR 16-1, publiée en 1999,
I'amendement 1 (2002) et 'amendement 2 (2003). Elle contient les articles en rapport avec la
CISPR 16-1 sans modifications de leur contenu technique.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE

SPECIFICATION FOR RADIO DISTURBANCE AND IMMUNITY

MEASURING APPARATUS AND METHODS -

Part 1-3: Radio disturbance and immunity measuring apparatus —
Ancillary equipment — Disturbance power

FOREWORD
The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organlzatlo fo sta { prising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). i promote
international co-operation on all questions concerning standardization inthe electncal pnic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes Internatlal S ical Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specmcatlons (PAS) and des eferred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical com ; &C Na iqnal Zommittee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory wo governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also partigipate IEC collaborates closely

interested IEC National Committees.

IEC Publications have the form of recomméndations

Committees in that sense. While all reasonable Qrts axe made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, sibl e way in which they are used or for any

transparently to the maxin € national and regional publications. Any dlvergence
between any IEC Publicati andingnational or regional publication shall be clearly indicated in
the latter. Q

IEC provides no r procedine to ndicate its approval and cannot be rendered responsible for any

No liability shé s directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of{jts te g and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any~x e whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenges axsing & publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

indispensable forthe cotrect application of this publication.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard CISPR 16-1-3 has been prepared by CISPR subcommittee A: Radio
interference measurements and statistical methods.

This first edition of CISPR 16-1-3, together with CISPR 16-1-1, CISPR 16-1-2, CISPR 16-1-4
and CISPR 16-1-5, cancels and replaces the second edition of CISPR 16-1, published in
1999, amendment 1 (2002) and amendment 2 (2003). It contains the relevant clauses of
CISPR 16-1 without technical changes.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2004. A
cette date, la publication sera

e reconduite;
e supprimée;
e remplacée par une édition révisée, ou

e amendée.

@%
S
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2004. At this date, the publication will be

e reconfirmed;
e withdrawn;
e replaced by a revised edition, or

e amended.

@%
S
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INTRODUCTION

Les publications CISPR 16-1, CISPR 16-2, CISPR 16-3 et CISPR 16-4 ont été réorganisées
en 14 parties, dans le but de pouvoir gérer plus facilement leur évolution et maintenance. Les
nouvelles parties portent de nouveaux numéros. Voir la liste donnée ci-dessous.

Anciennes publications CISPR 16 Nouvelles publications CISPR 16

CISPR 16-1-1 Appareils de mesure

Appareils de mesure
des perturbations
radioélectriques é
et de l'immunité
aux perturbations
radioélectriques

CISPR 16-1-2 Matériels auxiliaires — Perturbations conduites

CISPR 16-1 CISPR 16-1-3 Matériels auxiliaires — Puissance perturbatrice

. CISPR 16-1-4 Matériels auxiliaires — Pert atlons rayonnées

SA:

Emplacements d'essai r I'étalbnnage d
CISPR 16-1-5 antennes de 30 MHQG)Q‘Q%Q @é\
/ CISPR 16-2-1 Mesures des W\Qs\gh\ms
- —w
X

Méthodes de mesure
CISPR 16-2 | des perturbations et <
de l'immunité

CISPR 16-2-2 Mesure de la pyissanc rtu>b\atric\e\/

CISPR 16-2-3 Mesur&e%\b%ﬂs\rayoﬁ\ees
munNe

CISPR16-2-4 | Mesuresde
CISPR 16-3 (Rap{mn‘f tec qu&d\c}PR
CISPR 16-4- desd lisés en CEM
Rapports ot (1’\ W}A %\ans\iessals normalises en

CISPR 16-3 | recommandations CEQ? 1{3 ﬁlncerﬁtud&s\g)e Ifrstrumentation de mesure
onsidéxationsstatistiques dans la détermination

du CISPR <
R1 \ conformité CEM des produits fabriqués en
\gran

CISPR 16-4 | Incertitudes dans 165 i_ ques des plaintes pour le calcul
les mesures Clﬁ\(\ s limites

Des informations la relation entre I' "ancienne" CISPR 16-1 et la
"nouvelle” CISP nt le tableau qui suit cette introduction (TABLEAU
RECAPITULATIF R ISEES).

Les spécifications\des ar Y esure sont données dans les cing nouvelles parties de
la CISPR 1641, ) Néthodes de mesure des perturbations radioélectriques sont
désormai \ les\gdatre nouvelles parties de la CISPR 16-2. Différents rapports
avec des inf le contexte du CISPR et sur les perturbations radioélectriques en

aux incertitudes,_aux statistiques et a la modélisation des limites.

La CISPR 16-1 est constituée des cing parties suivantes, sous le titre général Spécifications
des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de I'immunité
— Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations
radioélectriques:

e Partie 1-1: Appareils de mesure,

e Partie 1-2: Matériels auxiliaires — Perturbations conduites,

e Partie 1-3: Matériels auxiliaires — Puissance perturbatrice,

e Partie 1-4: Matériels auxiliaires — Perturbations rayonnées,

e Partie 1-5: Emplacements d'essai pour I'étalonnage des antennes de 30 MHz a 1 000 MHz.
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INTRODUCTION

CISPR 16-1, CISPR 16-2, CISPR 16-3 and CISPR 16-4 have been reorganised into 14 parts,
to accommodate growth and easier maintenance. The new parts have also been renumbered.
See the list given below.

Old CISPR 16 publications New CISPR 16 publications

CISPR 16-1-1 Measuring apparatus

Radio disturbance CISPR 16-1-2 Ancillary equipment — Conducted disturbances

and immunity . . .
CISPR 16-1 | measuring é CISPR 16-1-3 | Ancillary equipment — Disturbance power
apparatus CISPR 16-1-4 Ancillary equipment — Radi ted disturbances

S;

Antenna caI|brat|on tes, &%s f
CISPR 16-1-5 | Aenna o T\\\
/ CISPR 16-2-1 Conducted d|$)Kba>\\ }\}su\rem ts
-
X

Methods of
CISPR 16-2 | measurement of <
disturbances and

CISPR 16-2-2 Measuremen(odenée\po\v\ >

CISPR 16-2-3 Radiatmh\an mésur men?é/

immunity
CISPR 16-2-4 | Impunity measiragents ™.
| CISPR 16-3 ﬁlSF}R\te(NcM(Q:,}
CISPR 16-4- Uncgrtainties ilnstandardised EMC tests
Reports and \ )PA }\ \
CISPR 16-3 | recommendations CISPR 1/6(23\2 >Mea#re%ebt instpdmentation uncertainty
f N
of CISPR

g
//??

StatisWderations in the
terminatior’of EMC compliance of mass-

produced products

_ U i in EMC V ) atisgtcs of complaints and a model for the
ciorR 164 | Ureerany newe /[ W\t e\
More specific informat
CISPR 16-1-3 i
REFERENCES).

reports with and background on CISPR and radio disturbances in general
are givey'i R 16-3. R 16-4 contains information related to uncertainties, statistics
and limit'mod Ng.

CISPR 16-1 consists/of the following parts, under the general title Specification for radio
disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Radio disturbance and
immunity measuring apparatus:

e Part 1-1: Measuring apparatus,

e Part 1-2: Ancillary equipment — Conducted disturbances,

e Part 1-3: Ancillary equipment — Disturbance power,

e Part 1-4: Ancillary equipment — Radiated disturbances,

e Part 1-5: Antenna calibration test sites for 30 MHz to 1 000 MHz.


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/46eb4e8c-6b14-4b50-bf02-5107593b78df/cispr-16-1-3-2003

